& Polytee & Polytee & Polytec

Zu lhrer Info Agenda

Karte weggeschickt am 09.00 - 09.15 Uhr  BegriiBung und Vorstellung der Firma Polytec
09.15-09.30 Uhr  Schwingungen sichtbar gemacht

Live-Vorfiihrung des PSV-400 Polytec Scanning
Vibrometers in praktischer Anwendung

mit der Bitte um [ Rlcksprache [ Unterlagen

'ibrometer
Polytec GmbH - Geschiftsbereich Lasermesssysteme

- 7. 09.30 - 10.15 Uhr  Mit Licht messen - Vibrometer von Polytec .
Polytec-Platz 1-7 - 76337 Waldbronn ! ...on the Road agaln

Tel. 07243 604-104/-178 - Fax 07243 604-320 Einfuhrung.in die Grundlagen Qer beriihrungs-
losen Schwingungsmessung mit Laser-Doppler-

Vibrometern
Einsatzmdoglichkeiten und richtige Auswahl
des Messgerates
10.15-10.45 Uhr  Kaffeepause
Praxis-Demonstrationen, Vibrometerausstellung
10.45 - 11.30 Uhr  Just Point & Scan - Effizient messen fiir
die experimentelle Modalanalyse mit dem
3D-Scanning Vibrometer
Praktische Vorfiihrung:
Messen und Visualisieren in 15 Minuten
Grundlagen, Einsatzgebiete und Integration
11.30 - 12.00 Uhr  Mit Polytec in Fiihrung — Neue Produkt-
entwicklungen erschlieRen neue Einsatz-
maoglichkeiten
Neuer kompakter High-End Vibrometer-Messkopf
OFV-534 fiir das modulare Vibrometer System
Messen auch in schwierigen Positionen:
P Das neue motorisierte Stativ fir das 3D Scannin
- = Vibrometer °
Noch einfacher messen und auswerten:
Vorstellung des aktuellen Software Release
zum Scanning Vibrometer
Dynamik und Topographie von Mikrosystemen
messen mit dem MSA-400 Micro System Analyzer
Neue Vibrometer Controller-Familie OFV-25xx
12.00 - 13.00 Uhr  Mittagspause, Vibrometerausstellung, Diskussion
13.00 - 14.15 Uhr  Aus der Praxis fiir die Praxis - Anwendungen
vorgestellt
Von Automotive bis Zoologie:
Vibrometer erfolgreich im Einsatz
Anwendungen im Bereich Qualitatskontrolle Q
Polytec-Anwender berichten tiber ihre Zur Vlbrometer RoadShO w 20 06
Erfahrungen

14.15 - 14.30 Uhr  Abschluss-Kaffee mit Diskussion
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Mehr Informationen unter www.polytec.de
oder Tel. 07243 604-104/-178 Waldbronn - Bochum - Hamburg

oder unter Im@polytec.de Chemnitz - Niirnberg - Miinchen

Advancing Measurements by Light www.polytec.de
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& Polytee & Polytec

Polytec GmbH

SCh Wingungen messen mit L iCht Y Geschiiftsbereich Lasermesssysteme

Tel. 07243 604-104 /-178
Fax 07243 604-320
E-Mail Im@polytec.de

Firma/Abt.
Name

Stralle, Postfach
PLZ, Ort

[ ] Infos auch an:

Tel. Fax

E-Mail

... Vibrometer von Polytec

Polytec prasentiert auf der Roadshow 2006 wieder neue, Scanning Vibrometer
innovative Produkte zur beriihrungslosen Messung von PSV-400
Schwingungen. Wir freuen uns auf anregende Gesprache
mit Ihnen. An sechs Veranstaltungsorten erhalten Sie
einen umfassenden Einblick in die Welt der beriihrungs-
losen Schwingungsmessung. Erfahren Sie, wie Sie mit
Polytec-Vibrometern in unterschiedlichen Bereichen an-
spruchsvolle Schwingungsmessaufgaben effizient I6sen.
Wir stellen Ihnen typische Anwendungsbeispiele unter
anderem aus den Bereichen Automotive, Production
Testing, Aerospace und MEMS vor. Wir zeigen lhnen
unsere neuen Produkte im Praxiseinsatz:

Ein schlusselfertiges Gesamt-
system zur flachenhaften
Schwingungsmessung und
-visualisierung. Es stoft in
véllig neue Dimensionen
der bertihrungslosen
Schwingungsmesstechnik vor.
Wir zeigen Ihnen wie.

[ ] Adresse falsch. Bitte dndern in:

Der preisgekronte
Micro-System-Analyzer
MSA-400

Der neue Kompakt-

Messkopf

OFV-534 fiir die Modulare Dreidimensionale Bewegungs-,
Vibrometer Produktlinie Schwingungs- und Topographie-
Dieser neue Messkopf zeichnet sich durch eine exzellente messung von Mikrostrukturen
optische Empfindlichkeit sowie durch seine duflerst ermoglicht die schnelle
kompakte Bauform und eine integrierte Videokamera aus. Charakterisierung von MEMS.

Lasermesssysteme
[ LM INFO Magazin kostenlos abonnieren




